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光电子能谱仪（X P S）
的精準样品定位
Navigat ion of  Sample posi t ion in XPS

样品自制备后到放入分析室，确定分析位置需要

经过几个步骤，各个步骤的精确定位以及样品导

航，在ULVAC-PHI的XPS光電子能譜儀儀器上

均经过精心设计，以满足用户不同层次的需求。

本文将分别以 PHI Quantera I I（简称QII）与

PHI-5000 VersaProbe I I  (简称VPII)样品导航

和定位为例，深入介绍ULVAC-PHI的XPS在该

方面的设计理念及实际操作。

VPII 样品定位

以固定方向放入预抽室的样品托，保证了样品在

预抽室上坐标位置固定不变，如果以样品托中心

为中心构建直角坐标系，以中心指向定位销方向

为其中一个坐标轴，即U轴，另外一个轴为垂直

该方向的坐标轴，即V轴。

这样每个样品在预抽室中，即样品托上有一个固

定的坐标值，即（U，V）值。而该（U，V）坐

标值，可以配合预抽室相机共同使用如图3，获

取 样 品 导 航 图 。 经 过 适 当 的 坐 标 变 换 ， 即 可 将

（U，V）坐标转换为分析中样品的（X，Y）坐

标，准确而迅速的定位样品。

除了光学定位外，VPII系统采用专利的扫描聚焦

X-射线設計，获取实时地的二次电子影像，如图

4，即SXI成像，所见即所得，保证样品定位无

误差。

(a) 各种样品托

圖1(b）  定位凹槽
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图2 预抽室样品叉定位 图3 预抽室导航相机

图4 SXI样品定位

VPII  系统使用的样品托的中部有一个凹槽，该凹槽用于确定样品托的摆放方

向，如下图1a所示，不同样品托均有定位用的凹槽，如圖1b红圈位置所示。

VPII  系统在样品放入预抽室时，在设计上仅允许样品托以一个固定的方向放

在样品叉上，如下图2所示，红色圆圈里固定着一个圆形定位销，该定位销

将和样品托的设计凹槽匹配。

QII 样品定位
QII 与 VPII  的定位几乎相似，区别在于分析室的定位销和样品托的设计不同，除了有预抽室的导航相机标配

外，还增加了体外显微镜定位装置，即SPS（Sample Posi t ioning Stat ion）选配，以满足用户在更高的光学

精度下定位及导航分析位置。

SPS（图5）由高质量的光学显微镜，光源，彩色的CCD相机和用于确定样品托位置的精密显微镜底板组成。

同时样品的位置传输到系统中，用来确定在样品托上的特征分析区域的位置。这个选配的SPS可以在系统外选

定样品的特征区域，更加直观和精准。图6为SPS观察到样品位置。

图6 SPS样品位置图5 SPS定位

总结 ULVAC-PHI利用不同的设计理念，如导航相机及体外显微镜，实现

了准确的光学定位，通过利用导航图上的坐标（U，V），转换成分

析位置的坐标（X，Y），快速实现样品位置的光学导航。为了更准

确的确定样品的位置，可以使用SXI实现无误差的定位。
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